












































专利名称(译) 超声换能器装置和超声波测量装置

公开(公告)号 US20160058415A1 公开(公告)日 2016-03-03

申请号 US14/831178 申请日 2015-08-20

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 NAKAMURA TOMOAKI
TSURUNO JIRO

发明人 NAKAMURA, TOMOAKI
TSURUNO, JIRO

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08

CPC分类号 A61B8/4438 A61B8/56 A61B8/5207 A61B8/4483 A61B8/4477 A61B8/565

优先权 2014173769 2014-08-28 JP

其他公开文献 US10172590

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声换能器装置 100 包括基板 130 ，超声换能器元件阵列 110 ，其设置
在基板上 并且其中布置有多个超声换能器元件 111 ，以及设置在基板 
130 上的识别超声换能器元件阵列 120 并且其中布置有多个识别超声换
能器元件 121 。超声换能器装置 100 的识别信息由多个识别超声换能器
元件 121 中的一些设置为可接收状态并且其余设置为非应收国家。
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